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Elektrooptyczny uklad mnozacy
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Dziedzina techniki. Przedmiotem wymalazku jest
elektrooptyczny uklad mnozacy, stosowany zwlasz-
cza 'w pomiarach wielkosci elektrycznych.

Stan techniki. Znany jest elektrooptyczny uklad
mnozacy, wyposazony w Zr6dio promieniowania
elektromagnetycznego, ktére emituje promieniowa-
nie w torze wigzki promieniowania elektromagne-
tycznego padajgce na polaryzator. Wigzka liniowo
spolaryzowana wychodzagca 2z polaryzatora po
przejSciu przez przezroczyste dla promieniowania
elektromagnetycznego elektrody krysztalu polgczo-
ne réwnolegle z elektryczng linig, pada na-pierw-
szy analizator o plaszczyZmie polaryzacji prosto-
padtej do plaszczyzny polaryzacji polaryzatora.
Wigzka liniowo spolaryzowana wychodzaca z
pierwszego analizatora pada na magnetooptyczny
krysztal, na ktérym jest nawiniete uzwojenie po-
tgczone szeregowo z elektryczng linig. Po przej$ciu
przez magnetooptyczny krysztal, skrecajacy piasz-
czyzne polaryzacji wigzki promieniowania elektro-
magnetycznego, wigzka ta pada na drugi anali-
zator o plaszczyZnie polaryzacji prostopadiej do
plaszczyzny polaryzacji pierwszego analizatora. Na
wyjsciu drugiego analizatora jest umieszczony de-
tektor promieniowania elektromagnetycznego na
sygnat elektryczny zalezny od iloczynu wielko$ci
mierzonych, ktéry podany na wskaznik wielkoSci
\n}ierzonej umozliwia odeczyt iloczynu wielkoSci
mierzonych.

Wadg tego ukladu jest nieliniowa zaleznosé na-
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tezenia wigzki promieniowania od iloczynu sygna-
16w wielkoSci mierzonych dla matych wartosei
tych sygnatow.

Znany jest ze zgloszeniowego opisu RFN nr
2010978 watomierz optyczny wyposazony w zroédio
promieniowania elektromagnetycznego, ktére emi-
tuje promieniowanie w torze wigzki promienio-
wania elektromagnetycznego padajace na polary-
zator. Wigzka liniowo spolaryzowana wychodzaca
z polaryzatora po przej$ciu przez plytke éwieréfa-
lowa pada na krysztal elektrooptyczny a nastepnie
po przejéciu przez ten krysztal pada na druga plyt-
ke éwieréfalowa, po przej$ciu ktbérej, pada na ma-
gnetooptyczny krysztal z ktérego wigzka spolaryzo-
wana eliptycznie, pada na krysztal dwdjlomny
rozdzielajacy padajacg wigzke na dwie wigzki li-
niowo spolaryzowane w kierunkach wzajemnie
prostopadlych, ktére nastepnie sg podawane na
detektory promieniowania.

Istota wynalazku. Uklad wedlug wynalazku cha-
rakteryzuje sie tym, ze drugi analizator posiada
plaszczyzne polaryzacji ustawiong pod katem 45°
wzgledem plaszezyzny polaryzacji pierwszego ana-
lizatora. ‘

Korzystne skutki techniczne wynalazku. Uklad
wedlug wynalazku, umozliwia uzyskanie liniowej
zaleznoSci nateZenia wigzki promieniowania od
iloczynu sygnaiéw wielkosci mierzonych w duzym
zakresie zmian wartosci tych sygnalow.

Objasnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest
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przedstawiony w przykladzie wykonania na rysun-
ku, obrazujagcym schemat funkcjonalny elektroop-
tycznego ukltadu do pomiaru mocy -elektrycznej.

Przyklad wykonania. Zrodlo 1 promieniowania
elektromagnetycznego, emituje promieniowanie w
torze 2 wigzki promieniowania elektromagnetycz-
nego, padajgce na polaryzator 3 po przejsciu przez
plytke 7 éwieréfalowyg. Wigzka wychodzaca z
plytki 7 éwieréfalowej po przejSciu przez przezro-
czyste dla promieniowania elektromagnetycznego
elektrody 4, elektrooptycznego krysztalu 5 pola-
czone réwnolegle z elektryczng linia 6 oraz tego
krysztalu 5, w ktorym przy pomocy elektrod 4
jest wytworzone pole elektryczne, pada na pierw-
szy. analizator 8 .0 plaszczyZnie polaryzacji prosto-
padiej do .plaszczyzny polaryzacji polaryzatora 3.
Jezeli na elektrodach 4 wystapi napiecie U, wow-
czas elektrooptyczny krysztal 5 staje sie¢ dwoj-
tomny i ¢ze$¢é promieniowania o kierunku pola-
ryzacji coéwnoleglym .do plaszczyzny polaryzacji
pierwszego analizatora 8 przechodzi przez ten
analizator 8. Wigzka liniowa spolaryzowana wy-
chodzgca z analizatora 8 pada na magnetooptyczny
krysztat 9, na ktérym jest nawiniete uzwojenie
10, wytwarzajagce w tym krysztale pole magne-
tyczne, polgczone szeregowo z elektryczng linig
6. Po przejSciu przez magnetooptyczny krysztat 9
skrecajacy plaszezyzne polaryzacii w  wyniku
przeplywajacego pradu I powodujacego zjawisko
magnetooptyczne, wiazki 2 promieniowania ele-
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ktromagnetycznego monochromatycznego, wigzka 2
pada na drugi analizator 11 o plaszczyZnie pola-
ryzacji ustawionej pod katem 45° w stosunku
do plaszezyzny polaryzacji pierwszego analizatora
8. Na wyjsciu drugiego analizatora 11 jest umie-
szczony detektor 12 promieniowania elektromagne-
tycznego wytwarzajacy sygnat elektryczny zaleiny
od wartosci mierzonej mocy elektrycznej, ktory
podany na wskaznik 13 wielko$ci mierzonej umo-
zliwia odezyt mocy elektrycznej.

Zastrzezenie patentowe

Elektrooptyczny uklad mnozgcy zawierajacy
Zrédlo promieniowania elektromagnetycznego mo-
nochromatycznego, w ktoérego torze wiazki pro-
mieniowania elektromagnetycznego sg umieszczo-
ne posobnie, polaryzator, plytka ¢éwieréfalowa,
elektrooptyczny krysztal z elektrodami polaczony-
mi réwnolegle do elektrycznej linii, pierwszy
analizator o plaszczyZnie polaryzacji prostopadiej
do plaszczyzny polaryzacji polaryzatora, magneto-
optyczny krysztal z uzwojeniem szeregowo polg-
czonym z elektryczng linig, drugi analizator oraz
detektor promieniowania elektromagnetycznego
i wskainik iloczynu wielko$ci mierzonych, zna-
mienny tym, ze drugi analizator (11) posiada pla-
szezyzne polaryzacji ustawiong pod katem 45°
wzgledem plaszczyzny polaryzacji pierwszego ana-
lizatora (8).
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